Principaux evénements a venir

LINAC :

Détermination de |'optique de la ligne de transfert adaptée a I'anneau (matching) : résoudre les
désaccords entre mesures en faisceau et simulations LINAC et ligne de transfert

Remplacement de la section accélératrice LIL de SOLEIL par la section RI
i) campagnes de mesures magnétiques et mécaniques de la section
ii) installation (environ deux mois d’arrét machine seront nécessaires pour cette installation).
iii) commissionning de la section

Augmentation de l'intensité des électrons (1 nC)
i) autorisation ASN
ii) remplacement cathode cuivre si nécessaire
iii) commissionning a la nouvelle charge

Augmentation de |'énergie du faisceau d'électrons (70 MeV)
i) autorisation ASN
i) commissionning aux différentes énergies (maitrise de plusieurs points de fonctionnement de la
machine pour aller rapidement a différentes énergies (X de 40 a 90 keV) --> valeurs atténuateur
section, intensité dipdles, optiques LINAC-TL)
Mise en place du Cherenkov et des OTR
Anneau :
Corriger le défaut de fréquence
Mise en route des feedbacks (FBL et FBT)
Optimisation du stockage (BBA)
Augmentation de l'intensité des électrons (1nC) :
i) autorisation ASN
i) commissionning a la nouvelle charge
Augmentation de |'énergie du faisceau d'électrons (70 MeV) :
i) autorisation ASN
i) commissionning aux différentes énergies (maitrise de plusieurs points de fonctionnement de la
machine pour aller rapidement a différentes énergies (X de 40 a 90 keV) --> Optiques de |'anneau)
Mise en place du MRSV
CFP
Synchronisation en temps du paquet d’électrons et du pulse laser

Augmentation de la puissance stockée dans la CFP (> 100 kW)

Rendre plus robuste la cavité aux délocks et aux effets thermiques (pas besoin d'opérateur en
permanence derriére)

Automatisation autant que possible de la machine et en particulier du systéme laser/CFP afin de pouvoir
opérer sans besoin, en permanence, d’un opérateur dédié CFP.

Ligne X :

Mise en place du systéme de suivi continu du faisceau (position et intensité)

Mise en place de la mesure du flux absolu dans la X-Hutch avec la diode calibrée

Commissioning des détecteurs : caméra sCMOS, des deux spectro Si Vortex, du spectro CdTe, de la caméra CdTe

Commissioning du transfocateur
i) alignement du faisceau dans les diaphragmes entrée/sortie
ii) caractériserons du systéme de lentilles (absorption, focalisation) selon les racks insérés
iii) comparaison avec simulation

Commissioning du monochromateur
i) alignement
ii) mesures des des largeurs spectrales et des flux en fonction de I'angle d’incidence du faisceau sur le cristal

Mise en place du contréle commande de haut niveau (suivi de mouvements, etc.)

Caractérisation du faisceau de rayons X
Mesure du flux absolu
Mesure du spectre
Reconstruction de la distribution spectrale et angulaire - Détermination de la brillance et déduction des paramétres
électrons (divergence, energy spread, tailles) - CdTe Amptek + diode calibrée

Qualification du systéme source + détecteurs (exp. demo)

Imagerie

- Mesure de la résolution spatiale avec le Micro-CT Bar Pattern (tomographie) - Caméra sCMOS

- Mesure de la MTF avec TO_MTF (roue d'angulation et plaques de tungsténe) - Caméra sCMOS

- Mesure du facteur d'échelle de contraste (sensibilité a des produits de contraste d’une concentration donnée) avec le
Micro-CT contrast scale (échantillons d'hydroxyapatite de calcium et d'iode = substances les plus intéressantes pour
I'imagerie des petits animaux) - Caméra sCMOS

- Mesure du contraste et de la résolution en une seule image avec un fantdme ayant les caractéristiques des tissus
mammaires cliniquement réalistes (TOR MAM) - Caméra sCMOS

Spectrométrie de fluorescence
- Poudre Bleu de Prusse et/ou Blanc de plomb par exemple (couramment utilisés sur des peintures et/ou des fresques) -
Caractérisation de la composition et de la concentration massique des éléments, mesure de la sensibilité et de la
résolution du systéme - Diode Si vortex

Diffraction + diffusion
Echantillons cristallisés ou sous forme de poudre connus - Détermination de la structure atomique, mesure de la

résolution et de la sensibilité de la sonde - Caméra CdTe

XANES et EXAFS sur des cristaux ou des poudres - Faisabilité de ces deux techniques a ThomX a investiguer - Si Vortex /
CdTe Amptek

Dosimétrie - Dosimétre ptw
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